Prozesstechnik GmbH

Novartis Areal Tel.: *41 61 6963179
K-970.1 Fax: *41 61 6965009
CH-4002 Basel E-Mail: info@ps-prozesstechnik.com

XPT-C Optische Partikel Analyse Systeme
far Pulver

Funktionsprinzip XPT-CP: Die Pulverprobe
wird in den Probentrichter gefillt und von
einer von der Bildverarbeitungssoftware
geregelten Ruttelrinne in einen Fallschacht
gefordert. Die Partikel fallen durch die
Bildebene der eingebauten CCD Kamera,
die aufgenommenen Bilder werden sofort
und Kkontinuierlich ausgewertet und die
Ergebnissse laufend in der Software
dargestellt und dokumentiert

Flexibilitat fur Pulver und Suspensionen:
Das XPT-CP Gerat kann durch einfaches
Auswechseln der Durchflusszelle als XPT-C
Gerat fur die Messung von Suspensionen
verwendet werden.

Funktionsprinzip XPT-CV: Die Partikel
werden mit einem Venturisystem aus dem
Pulverprozess gesaugt und durch die
Messzelle gefordert. Bilder werden von der
eingebauten CCD Kamera online
aufgenommen und sofort und kontinuierlich
ausgewertet und die Ergebnissse laufend in
der Software dargestellt und dokumentiert

Geschlossener Prozess: Das XPT-CV
System arbeitet in einem geschlossenen
Kreislauf, die Pulverprobe wird wieder in den
Prozess geblasen. Das Gehause ist IP65.

Anwendungen:

x Frei fliessende Pulver und Granulate
X Messung von Partikelgrossenverteilung und Anzahl

x Formselektive Messung

x Detektion von Fremdkorpern aufgrund der Form

x Lebensmittel, Chemie, Pharma, Waschmittel, Granulate

Technische Daten:

X Geh&useabmessungen 300 x 300 x 120mm plus Messzelle
X Messbereich: 10 Fn bis 3mm
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XPT Software : Partikelgrosse, Form und Anzahl — Online und in Echtzeit

Software:
Umfangreiche Bildverarbeitungsbibliothek

Speicherbare Methoden

Verschiedene Benutzerebenen und Nutzungsrechte
Ergebnisse in Excel oder unverdnderbaren Resultatfiles
Trenddarstellung
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Scatter Diagramm

Forminformation pro Grossenklasse

Start/Stop von Messungen durch externe Signhale
Resultattrends als Voltsignal

Speicherung und Wiedergabe von Bildsequenzen
Analyse von gespeicherten Bildsequenzen
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